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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTROMECANIQUES DE TOUT-OU-RIEN —

Partie 50: Spécification intermédiaire —

Relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom soumis

au régime d’assurance de la qualité

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongiale
de I'gnsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de\la C
favor|ser la coopération internationale pour toutes les questions de ngma aI| atio

AVANT-PROPOS

I'élecfricité et de Ielectronlque A cet effet, la CEIl, entre autres activité

Leur |élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desguels\tout Co
sujet|traité peut participer. Les organisations internationales, gouvg 3
participent également aux travaux. La CEI

liaiso
Inter
2) Les (écisi

du p
sont

3) Les
comr

4) Dans|
faco
natio
corre|

5) La CE
n'est

6) L’attd
I'obje
respq

La Nor
électricr1

Le text

h avec la CEl,

des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

94/55/FDIS

94/66/RVD

bmposée
objet de
hines de
tionales.
sé par le
tales, en
Anisation
ians.

h mesure
intéressés

[ publiés

liquer de
¢ normes
égionale

nsabilité

ent faire
ue pour

b

Relais

Le rapport.de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a Tapprobation de cefte norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d’'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL ALL-OR-NOTHING RELAYS —

Part 50: Sectional specification —
Electromechanical all-or-nothing telecom relays
of assessed quality

1) The |

inter

FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati mprising
all nptional electrotechnical committees (IEC National Committees). The o'ect 0 promote
ational co-operation on all questions concerning standardization in the i ie’ fields. To

this ¢nd and in addition to other activities, the IEC publishes Internat{onal
entrusted to technical committees; any IEC National Committee i S
partigi i i i Z

with
for
orga
2) The
inter
from

3) The
of std

4) In or|
Stan
diver
indic

5) The
equif

6) Atten
of pa

Internati

nothing

The tex

Full inf

ards transparently to the maximum\ exté possithle\in
jence between the IEC COIrEs i
hted in the latter.

tion is dra
ent rights. - C ¢ { sible for identifying any or all such patent rights.

d on the following documents:

FDIS Report on voting
94/55/FDIS 94/66/RVD

DrMdtion on the voting for the approval of this standard can be found in the re

voting i

ndicated In the above table.

ration is

vith may

ipate in this preparatory work. International, governmental axd & 5 liaising

he IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates Y Wi n 3 anization

btandardization (ISO) in accordance with conditions A ine the two

izations.

formal decisions or agreements of the IEC on te e sible, an

ational consensus of opinion on the relevant subjécts, si i i Eentation

all interested National Committees

ocuments produced have the form of the form

ndards, technical reports or guides and the e.

Her to promote international unificatiof, rnational
ds. Any

ational or regional standard shall be clearly
icate its approval and cannot be rendered responsible¢ for any

lements of this International Standard may be the subject

All-or-

port on

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RELAIS ELECTROMECANIQUES DE TOUT-OU-RIEN —
Partie 50: Spécification intermédiaire —

Relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom soumis
au régime d’assurance de la qualité

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La prégente partie de Ia CEI 61811 est applicable aux relais électromécan ques de tout

EIl:1997

ou-rien

ification

ant, en

tant qdie relais sur circuits imprimés, ils conviennent égalem s ications

industrielles particuliéres et pour d'autres types d'applications.

La présente norme sélectionne parmi les méthodes des ‘autres
documents, celles appropriées a l'utilisation dans les sp cifi 2gs de la
présenfe spécification et contient les programmes d'e s de la
préparation de ces spécifications. Les programmes d egsa ilhé ans les
spécifigations particulieres cadres qui viennent co

1.2 Re¢férences normatives

Les dofuments normatifs suivants contiennent des aférence

qui y ept faite, constltuent des dlsp05| iongvalab 5 [ 61811.
Au mor > 'es etarent en vigueur. Tout document rjormatif
est suje i es\alx accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 61 3 > it¢ "d'appliquer les éditions les plus r¢centes
des dog embres de la CEI et de I'ISO possddent le
registrg

CEI 60 : , Ca 3 des résistances et des condensateurs

CEIl 60

CEIl 60 1 vfals électriques — Partie 5: Essais d'isolement des relais électriques

CEl 60
qualité|des com esan

dis électriques — Partie 10: Application du systéme d'assurang
électroniques de la CEl aux relais de tout-ou-rien

e de la

s des

CEl 60255-23- 1994 Relais électriques — Partie 23 Caractéristiques fonctionnel
contacts

CEI 60410: 1973, Plans et regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs

CEIl 60695-2-2: 1991, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai — Section 2:

Essai au braleur-aiguille

CEl 61810-7: 1997, Relais électromécaniques de tout-ou-rien — Partie 7: Méthodes d’'essai et

de mesure

QC 001002: 1986, Régles de procédure du Systeme CEI d'assurance de la qualité des

composants électroniques (IECQ)
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ELECTROMECHANICAL ALL-OR-NOTHING RELAYS -
Part 50: Sectional specification —

Electromechanical all-or-nothing telecom relays
of assessed quality

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61811 is a sectional specification and applies to elecfromechapical| all-or-
nothing telecom relays of assessed quality. Relays according to this stgndar, ded for
i hothing
relays they are also suitable for particular industrial and other applica

This standard selects from IEC 61810-7 and other sources 5 test to
be usqd in detail specifications derived from this spegificati d” contains bagic test
schedujes to be used in the preparation of such specifications. > Retaj t schedules are
contain ' i

1.2 Nq

The fo is text,
constit dicated
were v based

on this
recent
registe

e most

IEC 60
IEC 60
IEC 60

IEC 60
Systen

ssment

IEC 60P55-2334994, Klectrical relays — Part 23: Contact performance

IEC 60410:/1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60695-2-2: 1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test

IEC 61810-7: 1997, Electromechanical all-or-nothing relays — Part 7: Test and measurement
procedures

QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)
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ISO 8601: 1988, Eléments de données et formats d'échange — Echange d'information -

Représentation de la date et de I'heure

ISO 9001: 1994, Systémes qualité — Modeéele pour l'assurance de la qualité en conception,

développement, production, installation et prestations associées

CECC 00 016: 1990, Exigences de base pour l'application de la maitrise statistique de

processus (SPC) dans le systeme CECC

CECC 00 800: 1986, Guide d'utilisation du concept ppm dans le systéme CECC

1.3 Termes et définitions

Pour l¢s besoins de la présente partie de la CEl 61811, les définitions
applicapbles, en complément aux termes et définitions de la CEIl 61810-7

1.3.1 Types de relais

Les typles de relais sont définis dans la CEl 61810-7.

NOTI — Les types les plus fréquents de relais électromécaniques dé

onostables: neutres;

=

3

onostables: polarisés;

o

stables: polarisés.

1.3.2 Types de contacts
a) cpntact a deux directions avec ¢

contact Jorsque
limite minimale définie dans la spécification particuliére.

sont les suivg

a résistance d'un circuit de contact ouvert tombe en-dessous de |4

bS sont

nts:

vert.

contact

cuit de
valeur

c) défaittancedecontact

On parle de défaillance de contact lorsque le nombre d'erreurs dues a la résistance du
circuit de contact et/ou a la non-ouverture d'un circuit de contact est supérieur au nombre
d'erreurs défini dans la spécification particuliére. L'essai s'applique a un contact bien précis.
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ISO 8601: 1988, Data elements and interchange formats — Information interchange -

Representation of dates and times

ISO 9001: 1994, Quality systems — Model for quality assurance in design, development,

production, installation and servicing

CECC 00 016: 1990, Basic requirements for the use of statistical process control (SPC) in

the CECC system

CECC 00 800: 1986, Code of practice on the use of the ppm approach in association with

the CECC system

1.3 Terms and definitions

For thg purpose of this part of IEC 61811, the following definitions a , In a
terms gnd definitions in IEC 61810-7.

1.3.1 Types of relays

Types o¢f relays as defined in IEC 61810-7.

NOTE — The most frequent types of electromechanical all-or-noghir

3

onostable: non-polarized;

3

onostable: polarized;

o

stable: polarized.

1.3.2 Types of contacts
a) change-over break-before-make gont
A ch i
b) c
A ch

The|occurre
whepn the resista
statTd ifvthe detail specification.

& following or

e of § contact fault due to the fact that the contact does not open is as
nee of an open contact assembly falls below the specified minimur

to the

es:

closed

sumed
n value

¢) contact failure

The occurrence of a contact failure is assumed when the number of faults due to contact-
circuit resistance or/and of faults due to non-opening of the contact circuit exceeds the
number of faults stated in the detail specification, with reference to a single tested contact.
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1.3.4 Erreur de fonctionnement, défaillance et défaut de relais

a) erreur de fonctionnement de relais

Etat d'un relais caractérisé par son incapacité a exécuter la fonction demandée. Une erreur
de fonctionnement a lieu pendant une durée limitée, au terme de laquelle le relais retrouve
son aptitude a exécuter la fonction concernée sans exiger de mesures correctives.

b) défaillance de relais

Une défaillance de relais signifie que ce dernier n'est plus capable d'exécuter la fonction
demandée.

c) défaut de relais
Tout écart d'une caractéristique du relais par rapport aux prescriptions.

NOTE 1 - Les prescriptions de fonctionnement peuvent faire, mais pas nécessairement, l'objet d'une
spécffication.

NOTIE 2 — Un défaut constaté sur un relais peut affecter, mais pas obligatoirement n aptitude(a\exécuter la

fonct
d) rg
Relg

1.4 V4

Les pd
électro

on demandée.

plais défectueux

leurs préférentielles

is présentant un ou plusieurs défauts.

ragraphes suivants présentent les valeurs
mécaniques de tout-ou-rien télécom.

gbles pour les

relais

1.4.1 Tensions nominales de bobine

Valeurg préférentielles: tension continuecke 3; ; ; 12;24; 48 ou 60 V.

1.4.2 Résistance de circuj
a) Maleurs préférentjelle ax. 50; 100 ou 200 mQ
b) Maleurs préférentielte max. 0,5; 1; 5; 10; 20 ou 100 Q
¢) Maleurs pr d'erreurs de fonctionnement par suite ge non-
ouverture d'un ©
d) Tlension po rs de fonctionnement par suite de non-ouverture d'un
circyit de conta Yaleur préférentielle: tension continue max. de 0,03; 5; 6;
12; ;
e) H ances de plusieurs circuits de contact d'un méme relais; valeur
préfes Q (conditions initiales).

1.4.3 [ssai de rigidité diélectrique

Valeurspreférentieftes aux conaitions Mmtiales entre des circuits 0e comntact Ouverts, entre des

circuits de contact séparés, entre circuits de contact et bobine(s), entre toutes les pieces
conductrices et la masse (si applicable) selon le tableau | de la CEl 60255-5: tension d'essai
de la série A: tension alternative minimale de 0,5 kV ou tension continue minimale de 0,7 kV;
entre des enroulements indépendants (si applicable): tension alternative minimale de 0,25 kV
ou tension continue minimale de 0,35 kV.
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1.3.4 Relay fault, relay failure and relay defect
a) relay fault

The state of a relay characterized by the inability to perform a required function. A fault
persists for a limited time after which the relay recovers the ability to perform a required
function without being subjected to any corrective maintenance.

b) relay failure

A failure occurs when the relay is unable to carry out its required function.
c) relay defect

Any deviation of a characteristic of a relay from the requirements.

NOTE 1 — The requirements may or may not be expressed in the form of a specification.

d) defective relay
A relay containing one or more defects.
1.4 Preferred values
The following subclauses contain preferred values appfic all-or-
nothing telecom relays.
1.4.1 Rated coil voltages
Preferr
1.4.2
a) A
b) P
c) A g tests:
mini
d) V tests;
pref
e) O b same
rela 00 mQ (initial condition).
1.4.3 Di
Preferred values<in inlfjal condition between opened contact circuits, between separate [contact
circuits| between Ttartact circuits and coil(s), between all conductive parts and mass (if
applicaplé) in accordance with table | of IEC 60255-5, test voltage series A: minimum 0,5|kV a.c.
HALOA-L L\ L o200 1L\/

O 7 IMNL A o - hahas 0 Baratasindinac Lf oo bl oo m—-0-22 L r d
Or y RV U.C., JTLWTTITT STPAratc wirtutityo (I appieauic . mmrmmmutitT U, cJ RNV .U, Ul ' U, JJ NV .C.
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1.4.4 Essai aux ondes de choc
a) Tension, valeurs préférentielles: 0,5; 1,0; 1,5; 2 ou 2,5 kV.
b) Forme d'onde d'impulsion, de préférence: 0,5 ps/700 ps, 1,2 ps/50 ps ou 10 ps/700 ps.

c) Nombre d'ondes de choc (décharges alternativement positives et négatives), valeur
préférentielle: 10.

d) Fréquence des ondes de choc, valeur préférentielle: 2 ondes de choc/min.

1.4.5 Résistance d'isolement

Valeur préférentielle: 1 000 MQ & une tension continue de 500 V (conditions initiales).

1.4.6 Nombre de cycles de manoeuvres pendant la durée de vie électriqu

Valeurs 7900 000;

préférentielles: 10 000; 20 000; 50 000; 100 000; 200 Q8Q; 5@0™NQ04
1000d .

1.4.7

Valeurs

15 M

Les rel hr cette

spécifig
1.5.1
a) N
b) T
c) Date de fabricatign, annéelsemai gmme spécifié en 1.5.3.

d) Marque de confol
e) I(dentificatil
152 E

a) N

b) N
c) Q

d) T
e) Numero d'identification codé du lot du constructeur.
f) arguc dc bUIIfUIIII;tC’: CE:

1.5.3 Date de fabrication, codée

Le systéme de marquage doit utiliser quatre chiffres comme spécifié en 5.2 de la CEIl 60062.
Les deux premiers chiffres doivent étre les deux derniers chiffres de I'année alors que les
derniers deux chiffres représentent le numéro de la semaine (ISO 8601, 5.2.3.3 b), I'année et
la semaine du siécle courant, modifié).

Exemple: Cinquiéme semaine de 1994 = 9405.
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1.4.4 Impulse voltage test
a) Preferred voltages: 0,5; 1,0; 1,5; 2 or 2,5 kV.
b) Preferred waveform: 0,5 us/700 ps, 1,2 ps/50 ps or 10 ps/700 ps.
c) Preferred number of pulses (alternate positive and negative pulses): 10.
d) Preferred frequency of pulses: 2 pulses/min.

1.4.5 Insulation resistance

Preferred value: 1 000 MQ at 500 V d.c. initial value.

1.4.6

Preferr D0 000;

1 600 J00; 2 000 000; 5 000 000; 10 000 000; 20 000 000 or 30 000 QOO

1.4.7 Contact failure rate for test evaluation purposes

Preferrpd values: maximum 10-5, 10-6, 10-7, 10-8/contact/¢

1.5 Marking

Relays|and their package supplied in accorda cifications covered [by this

section@l specification shall be marked, As

1.5.1 Relay (minimum information)
a) M
b) Helay type and variap
¢) Joded date of m
d) IEC mark of confp

e) |aientificati®

152
a) M
b) O
c) Q
d) R
e) M
f) IEC.mark of conformity.

¥ek according to 1.5.3.

anufacturer‘'sAdatch identification code.

1.5.3 Coded date of manufacture

The marking system shall use four figures as specified in 5.2 of IEC 60062. The first two
figures shall be the last two figures of the year and the last two figures the numbering of the
week (5.2.3.3 b) of ISO 8601, year and week in the current century, modified).

Example: Fifth week of 1994 = 9405.
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Lorsque la spécification particuliére le spécifie, le format de base pour une date spécifique en
accord avec 5.2.1.3 a) de I'lSO 8601 doit étre utilisé. Les deux premiers chiffres doivent étre
les deux derniers chiffres de I'année alors que les deux chiffres suivants représentent le mois

etlesd

erniers deux chiffres, le jour du mois.

Exemple: 20 juin 1994 = 940620.

2 Procédures d'assurance de la qualité

2.1 Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est la premiére procédure postérieure a la fabrication des piéces
détachées et des sous-ensembles de relais.

NOTE 1 — Un sous-ensemble signifie ici qu'il s'agit d'une partie assemblée permfanente_de deux pieces
détaghées ou plus.
NOTIE 2 — Les principales étapes de fabrication sont:
a) fdbrication, traitement thermique et traitement de la surface des piéces du re
b) bpbinage;
c) apsemblage des parties électriques et électromécaniques;
d) rdglage des contacts du relais, si applicable;
e) sechage a haute température, dégazage et fermeture hermg
f) mesures finales et inspection périodique suivant les groupes d
2.2 Relais associables
Les reJais sont considérés comme ‘autres
différenjces de conception que:
a) lg diametre du fil d
b) lgs types, nombr
c) 13 ou les tensions nowii
d) lgs varian pas le
domjaine presc
e) 13 polarisati
2.3 54¢
Pour lep
2.4 Procéddres o
Les egsais” d'homologation doivent inclure tous les essais prescrits par la spécification
particuliere et doivent é&tre effectués selon un programme prescrit par la spécification
particuliére.

Le nombre d'échantillons pour chaque sous-groupe est précisé dans la spécification
particuliere cadre. En régle générale, un minimum de cing échantillons est exigé pour chaque

groupe

d'essais.
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If stated in the detail specification only, the basic format for a specific date in accordance with
5.2.1.3 a) of ISO 8601 shall be used. The first two figures shall be the last two figures of the
year, the month is represented by the next two figures and the day of the month is represented
by the last two figures.

Example: 20th June 1994 = 940620.
2 Quality assessment procedures

2.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the first process subsequent to the manufacture of
finished parts and subassemblies of the relay.

NOTIE 1 — A subassembly is understood to mean here the permanent assembly of two of more parts,

NOTE 2 — Important manufacturing steps are as follows:

—h

a)
b) c

c) a

d) afljustment of the relay contacts, if applicable;

e) h

f) fipal measurements and periodic inspection of test groups/A

gbrication, heat treatment and plating of the component parts of the relay;

bil winding;

5sembling of the electrical and electromechanical parts;

gh-temperature drying, gas backfilling and sealing of the relay,

2.2 Structurally similar relays

Relays|are considered structurally similaxf the pices in design other tha

=

a) ¢
b) types, numbers and n
¢) rated coil and/or
d) mounting and ter

e) bjasing of @u

its prescribed in the detail specificatign;

2.3 Si

For pre

24 Q

Qualifiq on and

The number of specimens for each subgroup is specified in the blank detail specification. As a
general rule, a minimum of five specimens are required for each group of tests.
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2.5 Contrble pour I'assurance de la qualité
2.5.1 Formation de lots de contréle

Les lots de contrble, a soumettre aux essais d'acceptation des groupes A et B, doivent étre
formés conformément & 12.2 de la QC 001002 et aux plans et procédures d'échantillonnage
donnés dans la CEl 60410, excepté lorsque la production est trop peu fréquente ou en trop
petites séries pour que les plans d'échantillonnage puissent s'appliquer; dans ce cas, le
contréle doit étre effectué a 100 %.

Lorsque I'échantillonnage est effectué conformément a la CEl 60410, seule la notion de
pourcentage de défectueux doit étre prise en considération. On doit toujours procéder a un
échantillonnage représentatif ou proportionnel afin d'inclure toutes les chaines de production et
les relais associables proportionnellement a leur importance respective dans le lot. Des
dérogagions quant a la proportionnalité peuvent s'avérer néecessaires et dgivent _étre ingiquées
dans Ia spécification particuliere. Les échantillons doivent étre au representatifs que
possible de la production.

production en continu doivent étre précisés dans la spécificatior partic

2.5.2 Inspection périodique

Pendant ou a la fin de la période de référence sp e C, un
effectif|fixe d'échantillons doit étre prélevé par e cces le
contrdél¢ des groupes A et B.

2.6 Programme d'essais

2.6.1 $équence d'essais

Une séjguence d'essais comp s Ie Snymeéré Acificati iculiére.
Dans la mesure du possible 5 arie i 3s dans la
future CEI 61810-7. D Qi 4 i peuvent étre prescrits dans la spécification

particuliere.

2.6.2 (Groupes A ; B

Les niy ont applicables a tous les essais dans un sous-groupe.
Pour | table (NQA), une valeur ou un domaine de (aleurs

corres it re\do Né dans la spécification part|cullere cadre et l'autorité preparant les
spécifigatj i itchoisir la valeur appropriée qui est alors applicable a tous les
essais

Tous lgs NCebNQA dynnés doivent étre interprétés de telle maniere que le nombre de gdéfauts
acceptable( est appficable individuellement pour chaque essai dans un sous-groupe.
Cepen$ant la speC|f|cat|on partlcullere cadre peut prescrire également le méme NC pour des
relais soumsadesessars cumutatifsdanstemémesous= groupe"

2.6.3 Groupe C
La spécification particuliére cadre doit prescrire pour chaque sous-groupe:

a) la périodicité de chaque sous-groupe. Si elle est la méme pour tous les sous-groupes,
elle doit étre donnée au début des détails d'essais de groupe;

b) la taille minimale de I'échantillon pour chaque essai (ou groupe d'essais) appliqué aux
mémes relais, ainsi que le nombre de relais défectueux toléré.
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2.5 Quality conformance inspection

2.5.1 Formation of inspection lots

Inspection lots submitted to groups A and B acceptance tests shall be formed in accordance
12.2 of QC 001002 and with the sampling plans and procedures given in IEC 60410, except
where production is too infrequent or too small for sampling plans to apply; in these cases
inspection shall be 100 %.

When sampling is carried out in accordance with IEC 60410, the percent defective concept only
shall be used. Stratified or representative sampling shall always be used to include all
production lines and structurally similar relays in proportion to their respective quantities in the
lot. Exceptions from proportionality may become necessary and shall be stated in the detail
specification. Specimens shall be as representative as possible of the production.

The determination basis for the sample sizes from continuous producti stated
in the blank detail specification.

2.5.2 Periodic inspection

Fixed gample sizes for group C inspection shall be taken frG (have)
passed| groups A and B inspection during or at the end of the.spes

2.6 Tast schedule

2.6.1 Test sequence

A test sequence shall consist of all tes Dpriate,
the reference number of the tests are the ihg may
be callg¢d for by the detail specification.

2.6.2 Groups A and B

The ingpection level onding
value/range of values K detail
specifigation, a 3 opriate
value, Which then applis

Any given IL-AQL hble for
acceptance i k detail
specifigation P same
subgrolip

2.6.3 @Group&

The blgnk-detail spetification shall prescribe for each subgroup:

a) periodicity of each subgroup. IT the same periodicity IS applicable 10 all subgroups, it shall

be g

iven at the beginning of the group test details;

b) the minimum sample size for each test (or group of tests) performed with the same
relays and the acceptable number of defectives.
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2.7 Ordre des essais

Le contr6le pour I'assurance de la qualité est divisé en deux parties: le contrdle effectué lot par
lot sur lequel la livraison de lots individuels est basée, et le contr6le périodique comportant des
essais plus longs et plus colteux.

Lorsque plusieurs essais consécutifs doivent étre effectués sur un seul et méme échantillon ou
un groupe d'échantillons, I'ordre suivant doit étre appliqué, sauf prescription contraire de la
spécification particuliére:

a) un contrdle a 100 % avec une fonction de sélection ou de tri doit toujours précéder tous
les autres essais non-destructifs (ND) ou destructifs (D);

b) les essais autres que ceux du contréle a 100 % doivent étre effectués dans l'ordre

i i & dans la snéeification narticuliere cadre On doit veiller 3 co aue les offets de i
Indl Ll P 1Ll L P LCLLLL 1 AV/aY] ‘1|| essals

prég

3 Préj

3.1 D '‘essais
donnés
3.2 L iser j atons suivanmtes ou
deman
a) II
b) ldentification du relais et informé oit étre
assurée par des données telles que:di able ou
bistable, polarisé ou non, ou toute a bNn, son
dom
c) O inei ; par exemple pour les bornes, peuvent
étre ¢ SP&Cifi i€
Exigences spécifique
d) O
cipales
te conformément a 1.4 et a la CEl 60255-1-00 dpit étre

uivantes. Il est recommandé que les valeurs nominales
s indiqguées comme telles dans la publication. Si des| essais
eurs assignées, cela doit étre indiqué pour chaque essaj. Si les
er a d'autres valeurs qu'aux valeurs assignées, des valeurs d'essais

Il dgit<étre fait référence a la CEl 61810-7 et a la présente spécification intermédidire. S'il
est néeéssaire de se référer a d'autres documents, ces documents doivent étre énlimérés
avec leur titre complet, I'année d'édition et — & moins qu'elle ne soit évidente — 'adresse ou
I'on peut se procurer le document.

f) Niveau d'assurance de la qualité.

Le tableau 1 de cette spécification présente un programme d'essais. Si d'autres essais non
énumeérés dans le programme sont ajoutés, on doit les mentionner.

g) Périodicité des essais.

h) Formation de lots de contrdle, si prévisible au sens de 2.6.1.

i) Ordre des essais, si différent de 2.7.

j) Conditions générales d'essais, si différentes de 3.5 de la CEI 61810-7.
k) Programme d'essais pour I'homologation.
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2.7 Order of tests

Quality conformance inspection is divided into two parts: that carried out lot-by-lot, on which
the release of the individual lots is based, and that carried out on a periodic basis, which
contains the time-consuming and more expensive tests.

When several tests are subsequently to be carried out on any one specimen or number of
specimens, the following order shall apply, unless otherwise prescribed in the detail
specification:

a) a 100 % test with a screening or sorting function shall always precede any other non-
destructive (ND) or destructive (D) test;

b) tests in groups other than a 100 % test shaII be performed in the sequence given in the
i cts—of 83 Sis 3 ot-Hable to

|date the results of the Iater tests (see 4 1)

3 Preparation of blank detail and detail specifications

3.1 Blank detail specifications shall conform to the test schédules \giVe 3 of this

3.2 Blank detail specifications shall give the followipg infarnation for its i sion in
the detgil specification:

b) ldentification of the relay and<info i ations; identification shall be
i Jtable or bistable, polafized or
contact operating range and

a) I\]tentification of the detail specific

provided by such properties as size,
not,| or other characteristics requj
temperature range.

¢) Qutline drawing of the , may be

givep in an annex to the
Customer packaging

d) Reference a
1) A limite

erformance of

overall

one of
d“values preferably should be those listed therein.|Where
this shall be indicated with each test. Where tests arne to be
clearly

ence to
,|year of

f) Assessment level.

Table 1 of this specification contains one test schedule. If additional tests not listed there
have been added, this shall be stated.

g) Periodicity of tests.

h) Formation of inspection lots, if predictable in the sense of 2.6.1.
i) Order of tests, if deviating from 2.7.

j) General test conditions, if deviating from 3.5 of IEC 61810-7.

k) Qualification approval test schedule.
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I) Programme d'essais pour la conformité de la qualité.

Pour chaque groupe d'essais, les mesures finales spécifiées pour chaque essai et les
conditions ultérieures a satisfaire peuvent étre inventoriées a la fin de chaque sous-groupe.

On doit indiquer que les lots soumis aux essais destructifs (D) ne doivent pas étre acceptés
pour livraison.

NOTE - En cas de nécessité d'appliquer le concept ppm ou SPC, cela se fera d'entente entre le fabricant et
|'utilisateur du relais, conformément avec la CECC 00 800, la CECC 00 016 ou I'ISO 9001.

m) Spécification des valeurs de niveau de contrdle NC (groupes A et B) et tailles des
échantillons (groupe C).

n) Spécification des valeurs de niveau de qualité acceptable NQA (groupes A et B) et
nombre de relais défectueux toléré (groupe C).

0) areage tes—retats—etfot—de :'culba”ayc. mfeormations—en p:uo ¢ érées
dans la présente spécification, si nécessaire.
p) Ipformations de commande.
3.3 Les informations complémentaires, telles que courbes et diagha nt étre
donnéds en annexe a la spécification particuliéere. Dans le is,Ni bst pas

demanglé de vérifier ces informations.

3.4 Lprs de I'élaboration des spécifications particudtie es spécifications

particuliéres, la marche a suivre est la suivante:
— choisir dans le tableau 1 de la présente spé&cCificatiory | ectuer;

— ajouter a ces essais tout au par la

CEIl61810-7.

4 Programme d'essais

4.1 Oirdre des essais

Sauf in chaque
sous-g | | ans la
spécifig d s. Bsgais d'herméticité doivent toujours étre effectués en
dernier

42 Ty

RT |
RT I
RT il relais étanches au lavage

étanches aux flux de soudage

RT I retats—¢étanche

RT V relais hermétique

Les définitions de protection et de scellement sont indiquées en 2.2 de la CEI 61810-7.

4.3 Catégories d'application de contact
CAO 30 mV max./10 mA max.
CAl 30mVae60Vv/iI0mAao,1A
CA?2 5Va250Vv/io,1AalA
CA3 5V a600V/0,1Aal00A
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)  Quality conformance test schedule.

For each group of tests, the final measurements and post-test requirements specified in
each of them may be summarized and stated at the end of the subgroup.

It shall be stated that samples subjected to destructive tests (D) shall not be released for
delivery.

NOTE - If application of SPC or ppm approach is required, this should be provided between the manufacturer
and user of a relay in accordance with CECC 00 800, CECC 00 016 or ISO 9001.

m) Specification of IL numbers (groups A and B) and sample sizes (group C).

n) Specification of AQL numbers (groups A and B) and acceptable numbers of defectives
(group C).
0) Marking of package and/or relays beyond those listed in this specification, if necessary.

p) |[Ordering information.
33 A to the
detail s
3.4 V ould be
followef:

— sglect the tests to be performed from table 1 of thi

— ifflnecessary, add any other necessary tests, re -7.
4 Tes| schedule
4.1 Tagst sequence
The ofder of tests in in the derived schedule |in any
corresgonding blank fafory unless a specific statement|to the
contrar is given. The g e final test.
4.2 Types of re@ ] mtal protection

RT @

RT |

RT I
RT I
RT I
RT

The de

inition's of protection and sealing are defined in 2.2 of IEC 61810-7.

4.3 Categories of application of contacts
CAO 30 mV max./10 mA max.
CA1l 30 mV to 60 V/10 mAto 0,1 A

CA?2
CA3

5Vto250V/0,1Atol1A
5V to 600 V/0,1 A to 100 A.
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Les définitions des catégories d'application des contacts sont indiqguées en 2.8 de la
CEI 61810-7. De nombreux contacts de relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom sont
capables de commuter des charges comprises dans les trois catégories CA 0 a CA 2.

Y

La spécification particuliere doit indiquer la puissance nominale des contacts a charges
maximale et minimale, ainsi que le nombre requis de cycles de manoeuvres (voir 4.4, note 3).

4.4 Notes relatives au tableau 1
NOTE 1 — Les groupes d'essais sont définis dans la CEI 60255-10.

NOTE 2 — Lors du contréle a 100 % d'un sous-groupe, si un relais ne réussit pas un essai, il doit étre rejeté.
Lors du contréle de fonctionnement, un contact peut étre considéré comme fermé si la chute de tension a
travers le contact est inférieure a la moitié de sa valeur a circuit ouvert. Les conditions d'essais doivent étre

définies dans la spécification particuliere. Toutes les charges appliquées aux contacts doivent étre telles
qu'ellesne provoguent aucune maodification natable de leurs surfaces

NOTIE 3 — Lors des essais d'endurance électrique, on doit respecter le nombre minimal de commutatigns défini
dans|la spécification particuliere cadre ou dans la spécification particuliére. Si négéssaire, cescgssaig peuvent
étre |poursuivis jusqu'a la défaillance du relais afin de pouvoir en déterming $ critéres et
presqriptions de défaillance doivent étre définis dans la spécification particulierg

NOTIE 4 — La plupart des contacts des relais électromécaniques de tout- i ntacts a
deux|directions sans chevauchement. Afin de garantir que la séquence d ytati ctement,
la mgsure du temps de transfert se référe a l'intervalle de temps pendan 3 un relais
sont puverts.

Afin pe garantir que la commutation des relais & contacts a de ecti S ‘effectue
correctement, la mesure de la durée de court-circuit se réfepé a I'int Y tous les

contgcts d'un relais sont fermés.
La dyrée de stabilisation est en outre indiquée dans la s
NOTIE 5 — Abréviations:

M: essais a inclure obligatoirement dans la spé cification
particuliere;
R: essais dont l'inclusion dans la spécffication partie adre ou dans la spécification particdliere est

recommandée;

(D): essais destructifs; %
(ND)] essais non destrctfs&
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The definitions of contact application are defined in 2.8 of IEC 61810-7. Many contacts of
electromechanical all-or-nothing telecom relays have the ability to switch loads of all three
categories CA 0 to CA 2.

The actual power rating of the contacts at minimum and maximum loads and the required
number of switched cycles shall be defined in the detail specification (see 4.4, note 3).

4.4 Notes relative to table 1
NOTE 1 — Test groups are as defined in IEC 60255-10.

NOTE 2 — For the 100 % test subgroup, a relay shall be rejected when it fails any test. For detection purposes,
a contact can be considered closed when the voltage drop across it is less than one half of its open circuit
value. Conditions of test shall be specified in the detail specification. All contact loads shall be at a level that

does

not cause significant change to the contact surfaces.

NOT
detai
data.

NOT
chan
to thg

Anal
the b

Spec|
NOT
M:
R:
(D):
(ND)

time interval during which all contact circuits of a relay are open.

gously, to ensure that the make-before-break change-over contact
Fidging time measurement refers to the time interval during whiclr’a

destructive test;

non-destructive test.

he blank
eliability

re-make
nt refers

ight order,

closed.
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Tableau 1 — Programme d'essais

Groupe A
Sous-groupe A0

Pour tous les essais dans ce sous-groupe: controle a 100 %. Le lot doit étre refusé si le
nombre de relais défectueux est supérieur a ...%.

Essais selon la CEl 61810-7 Options et prescriptions particuliéres
Paragraphe
Contrdle visuel — marquage de relais (ND) R
3.6.4, points 1 et 2
Résistance de la bobine (ND) M
318+% VAN

5sai de rigidité diélectrique (ND) M
9

Esistance du circuit de contact, statique (ND) | M Tension et courant d'egsai camme\pg CA\G\
12

E

3

R

3

Epsais fonctionnels (ND) M Vérification du foncti elais\par
3|13 contrble des cont cts

Clontréle des temps (ND) M  Voir égalendent
3(14.2
H
3
B
3

erméticité (ND) R Pro dure 4 y) poux RT Il et RT IV
20.2

uit acoustique (ND) R }\/d@ s t si spécifié dans

44 la specifi atl artlc iere

Tableap 1 (suite)

Sous-gfoupe A4

sS4
NQA: 0,25...1,0...4

Pouf tous les essai

Controle effectué Iot ang

Ess&%\\m Gl\Q_V Options et prescriptions particuliéres
gr

Cqntrgle als (ND) M
3. él,}p\NQt

R4s ce la e (ND) M
3. .1

R{sistance lede contact, statique (ND) M  Tension et courant d'essai comme pour CA 0

3.12

Egsais’fonctionnels (ND) M __ Vérification du fonctionnement du relais par
3.13 contrble des contacts

Contrdle des temps (ND) M  Voir également 4.4, note 4

3.14.2

Herméticité (ND) M  Procédure 1 (essai Qc, méthode 2) ou 4
3.20.2 (essai Qy) pour RT Ill et RT IV

Bruit acoustique (ND) R Méthode 1, seulement si spécifié dans la

3.44 spécification particuliere
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Table 1 — Test schedule

Group A
Subgroup A0

For all tests in this subgroup: 100 % test. The lot shall be rejected in case of failure rate of
more than ... % cumulative.

Test from IEC 61810-7 Options and particular requirements
Subclause
Visual inspection — relay marking (ND) R
3.6.4, items 1 and 2
Coil resistance (ND) M
3. .1 /\
Diglectric test (ND) M
3.9
Cqntact-circuit resistance, static (ND) M  Test voltage and currght or CA-Q
3.12
Functional tests (ND) M  Checking the refay ction menitormg
3.13 the contacts
Timing tests (ND) M  See also &4, note -
3.14.2
Sdaling (ND) R  Progedure 4 {est )‘for J Il and RT IV
3.20.2 m
Adoustic noise (ND) R e\bpd?/ if(&{ite%gjetail specification only
3.44

Table 1 (continued)

Subgroup A4

For pll tests in this Jubgr

Lot-by-|ot :<\
A
tf

T&s IEG SW Options and particular requirements
bclause
Vjsual i pect\imﬁe y' marking (ND) M
3 6.}’,\1'{6 sl an
Cloiesis e M
3(8.1
Clontact-eiretit_resistance, static (ND) M  Test voltage and current as for CA 0
3|12
Fhnctional tests (ND) M  Checking the relay function by monitoring
3.13 thc bUIIthtQ
Timing tests (ND) M  See also 4.4, note 4
3.14.2
Sealing (ND) M  Procedure 1 (test Qc, method 2) or 4
3.20.2 (test Qy) for RT Ill and RT IV
Acoustic noise (ND) R  Method 1, if stated in detail specification
3.44 only
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Tableau 1 (suite)

Groupe B
Sous-groupe Bl

Pour tous les essais dans ce sous-groupe NC:

NQA:

Contrdle effectué lot par lot

Sous-gfoupe B2

61811-50 © CEI:1997

S3
0,4...1,0..4

Essais selon la CEIl 61810-7
Paragraphe

Options et prescriptions particuliéres

Contrdle visuel — contréle dimensionnel des
magasins pour traitement automatisé (ND)
3.6.1 et 3.6.4, point 1

M  Si applicable

Contrdle visuel — a I'exception du marquage,
contrdle des principales dimensions extérieures des
relais (ND)

3.6.1 et 3.6.4, points 3 et 4

| &\\\

Endurance électrique, acceptation sans défaut (ND) | R
3.30.5
Essai diélectrique dynamique des contacts (ND) R

3.50

Pouf tous les essais dans ce sous-gfoupe NC:
%’\)A 1,0...4
Contrdle effectué lot par I
Essal 81 Options et prescriptions particuliéres
Parag p e
Soudabilit \/\\ S M
3.25 /\ A
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Table 1 (continued)

— 27 —

Group B
Subgroup B1
For all tests in this subgroup IL: S3
AQL: 0,4..1,0..4
Lot-by-lot

Test from IEC 61810-7
Subclause

Options and particular requirements

Visual inspection — check of dimensions of

stick mana-2inac (NN
g \ 7

M If applicable

3.6.1 and 3.6.4, item 1

Visual inspection — other than marking, check of
relay outside key dimensions (ND)
3.6.1 and 3.6.4, items 3 and 4

Electrical endurance, miss-free acceptance (ND)
3.30.5

Contact dynamic dielectric test (ND)
3.50

Subgroup B2

For pll tests in this subgroup  IL:
AQL:

Lot-by-|ot

Test ff Eﬁ@\ielsm ~
Su clau

\/6ptions and particular requirements

Solderablllty (IK\/X X

M

ral
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Tableau 1 (suite)

Groupe C
Sous-groupe C1

Pour tous les essais dans ce sous-groupe, I'effectif de I'échantillon est fixe.

Les périodicités ne doivent pas excéder 1 an.

Essais selon la CEl 61810-7 Options et prescriptions particulieres
Paragraphe

Perturbations par les champs magnétiques (ND) R  Seulement si spécifié dans la spécification particuliére
3.37
Soudabilitg¢ (D) M  Pour relais fabriqués avec des moygns attomatigues
3.25 seulement, s'ils ne sont pas ess%s dans le\sous*droupe B2
Endurancd électrique (D) M  Méthode 1, définition des def etd S fall ep
3.30.3 et 3.30.4 de contact selon 1.3.3 de | te s |o

Sous-gfoupe C2

Pour tous les essais dans ce sous-groupe, I'effectif dg I'échantillonsgst fi

L'intervialle de temps ne doit pas excé%anﬂ G

Hssais selon la CEl 61810-7 tions\eQLe/sz[riptions particuliéres
Paragraphe

Bruit acoystique (ND) lemapt si non testé dans AO ou A4 respeftivement
3.44

Essai de figidité diélectrique (NII&\(\ \ \\>

3.9

Essai a I tension de choc éleciique
3.10

Résistande d'isolem )

3.11

Herméticifé (ND) \ \S Méthode 1 (essai Qc, méthode 2)
3.20.2 ¢\
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Table 1 (continued)

Group C

Subgro

up C1

—29_

For all tests in this subgroup fixed sample size.

Period shall not exceed 1 year.

Test from IEC 61810-7

Options and particular requirements

Subclause

Magnetic interference (ND) R If stated in detail specification only

3.37

Solderability (D) M  For relays manufactured with automatic

3.25 facilities only, if not tested in subgroup B2

Elegtrical endurance (D) M  Method 1, definition of contact It and contactfailufe

3.30.3 and 3.30.4 in accordance with 1.3.3 of this ificatien
Subgroup C2
For all fests in this subgroup fixed sample size.
Period shall not exceed 1 year. /\(> G

Test from IEC 61810-7 OptioWarticular requirements
Subclause

Acouktic noise (ND) thod 1, oqly if not tested in AO or A4 respectiyely

3.44

Dieleftric test (ND) Q\(\ M \\>

3.9

1N

Impu|se voltage test (ND) N~/

3.10

Insulgtion resistg§nce YND JS/

3.11

Sealihg (ND) \ \/5 R Method 1 (test Qc, method 2)

3.20.p /\
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Tableau 1 (suite)
Sous-groupe C4

Pour tous les essais dans ce sous-groupe, l'effectif de I'échantillon est fixe, selon I'article C.3
de la CEI 60255-23.

L'intervalle de temps ne doit pas excéder 2 ans.

Essais selon la CEl 61810-7 Options et prescriptions particulieres
Paragraphe
Endurance électrique, méthode de détermination M  Méthode 1; possibilité de prolonger I'essai du sous-groupe C1,
compléte (D) définition des défauts et des défaillances de contact
3.30.6 ou 33073 E3307 SEfom 13- 3 Ue fa Presente bpcbilibdli})ﬂ'\

Sous-gfoupe C5

Pour tous les essais dans ce sous-groupe, l'effectif de I'éch

L'intervialle de temps ne doit pas excéder 2 ans.

Essais selon la CEl 61810-7 @i%s&p scriﬁt'reyé particuliéres

Paragraphe

Séquence climatique (D) c alelu\r}é 73.15.2
3.15 Chaleur hupnide cyclique, 3.15.3
Froith3.18.4

haleur humide cyclique, 3.15.6

Chaleur humide, non cyclique (D) M\)
3.16
Robustesse des borﬁes\(b\( N\ \"V

3.24 N ~

Chocs (D) M Méthode 1, état de service
3.26 Méthode 2, résistance
Vibrationéx@y M Méthode 1, état de service
3.28.2 aN A

Endurance mMécaniqus (D) M  Méthode 2

3.31.3

Enduydnse thermigueyD) M
3.32

/{W@S\Gﬁcuits de contact) (D) M
\3Q4

Per%b@s ﬁ% @s/champs magnétiques (ND) R  Seulement si non testé dans C1

i)

3.37

Résistance auX solvants de nettoyage (D) M

3647.2

Risque de feu (D) M  Procédure selon la CEl 60695-2-2

3.48.2
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Table 1 (continued)
Subgroup C4
For all tests in this subgroup fixed sample size in accordance with clause C.3 of IEC 60255-23.

Period shall not exceed 2 years.

Test from IEC 61810-7 Options and particular requirements
Subclause
Electrical endurance, extended assessment (D) M  Method 1; prolongation of test from subgroup C1 possible,
3.30.6 or 3.30.3 and 3.30.4 definition of contact fault and contact failure in
accordance with 1.3.3 of this specification

Subgroup C5
For all tests in this subgroup fixed sample size.

Period ghall not exceed 2 years.

Test from IEC 61810-7 ptions ant\particular requirements
Subclause 637
imatic sequence (D) M ( Dr }\eﬁ :15v2
15 Damp heatc ,3.18.3
Cold, 3:15/4 _

WO

Dimp heat, steady state (D) M

3|16 =

Rlobustness of terminals M

AN D

Shock (D) N M  Mgthod 1, functional
3|26 (\ ethod 2, survival
Vjbration (D) Method 1, functional
3|28.2

Mechanical endurahc \) M Method 2

3|31.3 I\

Thermal enduhance ( \/ M

3|32

Overloa (coan its) M

3 3}/\3\ \ \ W

M

ag ticWe W R Only if not tested in C1
37

esistarnce Wg solvents (D) M
47,2

reshazard (D) M  Procedure according to IEC 60695-2-2
48.2

wTn|wo|w
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